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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux 
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité 
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en 
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission 
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 3. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication 
comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente partie de l'ISO 6520 peuvent faire l'objet 
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas 
avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 6520-2 a été élaborée par le Comité européen de normalisation (CEN) en collaboration avec le comité 
technique ISO/TC 44, Soudage et techniques connexes, sous-comité SC 7, Représentation et terminologie, 
conformément à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accord de Vienne). 

Tout au long du texte du présent document, lire «… la présente Norme européenne …» avec le sens de «… la 
présente Norme internationale …». 

L'ISO 6520 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Soudage et techniques connexes — 
Classification des défauts géométriques dans les soudures des matières métalliques: 

— Partie 1: Soudage par fusion 

— Partie 2: Soudage avec pression 

L'annexe A de la présente partie de l'ISO 6520 est donnée uniquement à titre d'information. 
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Avant-propos

Le texte de l’EN ISO 6520-2:2001 a été élaboré par le Comité Technique
CEN/TC 121 "Soudage" dont le secrétariat est tenu par le DS, en collaboration avec le
Comité Technique ISO/TC 44 "Soudage et techniques connexes".

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par
publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2002, et
toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en
juin 2002.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation
nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en
application: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

ISO 6520-2:2001(F) 
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1 Domaine d’application

La présente norme réunit et classifie les défauts éventuels des soudures par pression.
On y spécifie une désignation uniforme. Elle ne comprend que le type, la forme et les
dimensions des différents défauts dus au soudage par pression et ne tient pas compte
des différences métallurgiques. Les défauts provoqués par des opérations autres que le
soudage, par exemple des contraintes ou des sollicitations supplémentaires ou des
facteurs liés à l’environnement, ne sont pas couverts par la présente norme.

Aucune information concernant les conséquences des défauts mentionnés et
l’utilisation de structures particulières n’est donnée, ces informations dépendant des
exigences spécifiques qui s’appliquent au joint.

2 Références normatives

Cette norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions
d’autres publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés
dans le texte et les publications sont énumérées ci-après. Pour les références datées,
les amendements ou révisions ultérieurs de l’une quelconque de ces publications ne
s’appliquent à cette norme que s’ils y ont été incorporés par amendement ou révision.
Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait
référence s’applique.

EN ISO 6520-1 Soudage et techniques connexes - Classification des défauts
géometriques dans les soudures des matières métalliques -
Partie 1: Soudage par fusion (ISO 6520-1:1998).

3 Classification

Les défauts sont classifiés dans l’un des six groupes suivants :

P1 - Fissures
P2 - Cavités
P3 - Inclusions solides
P4 - Manque de fusion
P5 - Défauts de forme
P6 - Autres défauts n’entrant pas dans les groupes P1 à P5

La lettre ‘P’ signifie soudage par pression.

En ce qui concerne le Tableau 1, on notera que :

a) la colonne 1 donne un numéro de référence à trois chiffres pour chaque défaut
principal et un nombre de quatre ou cinq chiffres pour chaque sous-terme;

b) la colonne 2 donne la désignation ou le nom de chaque défaut en anglais, français
et allemand ;

ISO 6520-2:2001(F) 
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c) les colonnes 3 à 5 donnent, si nécessaire, les commentaires en anglais, français et
allemand ;

d) la colonne 6 donne, si nécessaire, des illustrations fournissant des explications
supplémentaires.

Le système de numérotation doit suivre celui utilisé conformément à l’EN ISO 6520-1.

Le Tableau A.1 donne les procédés de soudage pour lesquels les défauts figurant dans
la présente partie de l'EN ISO 6520 sont susceptibles de se produire.

ISO 6520-2:2001(F) 
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